Dnesni Analytické novinky jsou vénované rentgenfluorescencni analyze (XRF) a p¥inasi informace o

novinkach jak z oblasti XRF spektrometrti tak i novinky z oblasti pfipravy vzorkd.

Novy aplikacni list

V priloze nalezete novy aplikacni list, ktery byl vypracovan nasi firmou. Na zakladé méreni fady
referencnich material( slitin drahych kov( ukazuje, kam se posunuly moZnosti sou¢asnych ED XRF
spektrometrll osazenych nejnovéjsi generaci SDD detektor(l. Naptiklad dosaZeni relativnich
smérodatnych odchylek na drovni pod 0,02% pfi dobé méreni 30 s jsou hodnoty, které byly jesté

pred dvéma roky tézko dosazitelné.

Novinky v oblasti ED XRF spektrometru

Firma Elvatech pfiSla vletoSnim roce sfadou novinek, jednd se zejména o dva nové ED XRF
spektrometry, ElvaX2 a Elvax3.

V ptipadé spektrometru ElvaX2 se jedna jiz o patou generaci, kterd pfimo navazuje na predchozi
spektrometry ElvaX. Ty jsou Siroce rozsifeny také v Ceské republice. Spektrometr nabizi vynikaji
pomér cena/vykon a jednd se o univerzalni modularni systém, ktery je mozné konfigurovat dle
aplikace uzivatele.

Vice podrobnosti o spektrometru ElvaX2 naleznete zde: http://www.rmi.cz/elvax-x-ii




Zasadni novinkou je spektrometr ElvaX3.

Ten v mnoha ohledech nabizi moZnosti, které doposud nebyly dosaZitelné u cenové dostupného
stolniho ED XRF spektrometru. Zaroveri umoZzniuje unikdtni univerzalnost pouziti: Na jednom
spektrometru je mozné provadét plnohodnotnou ,bulk analyzu” s vynikajicimi detekénimi limity
(pevné vzorky, prasky, tablety, perly, ...), levnou analyzu kapalin i lokalni analyzu vcetné analyzy
lehkych prvk(. Diky pouZiti 60 kV rentgenky je také rozSifeno spektrum prvkd, které je mozné
analyzovat s dobrymi detekcnimi limity.

vewvs

NejzasadnéjSimi novinkami jsou:

¢ Momentalné nejrychlejsi stolni ED XRF spektrometr na trhu, maximalni rychlost nacitani
signalu je vyssi nez 500 000 impulzd za 1s. Dosahuje se tak kratkych c¢ast analyzy (nékolik
sekund) a vyssi presnosti analyzy.

e 60 kV rentgenka - umoZniuje analyzovat prvky vzacnych zemin (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu,
Gd). Ve spojeni s novym detektorem zlepsuje detekéni limity pro prvky v rozmezi od Pd
(Z=46) po Ba (Z=56), které se vyznacuji jiz velkou energii Ka ¢ar a nizsi Uc¢innosti zachytu
foton( u standardnich typ( detektord.

¢ Nova HD videokamera s vysokym rozliSenim pro pfesné pozorovani a dokumentaci méreného
mista na vzorku (moZnost automatického ukladani obrazu do protokold).

e Novy systém motorizovanych kolimatord — umoznuje rychlou zménu velikosti ozafované
plochy na vzorku — od velké plochy pro bulk analyzu az po kolimatory mensi jak 1 mm pro
lokalni analyzu. Unikatni feSeni umoZznuje zachovat velmi tésnou geometrii spektrometru
(malé vzdalenosti mezi rentgenkou, vzorkem a detektorem) a tim také vyborné detekéni
limity a maly vliv kvality pFipravy vzorku.

Zhavici proud rentgenky mize byt pfi analyze lehkych prvk( aZz 1000 pA, ve spojeni se
sevienou geometrii se dosahuje vynikajicich detekcnich limitli pro lehké prvky (Na, Mg, Al, Si,
P, S). Zaroven je mozZné pouZivat malé kolimatory (mensi jak 1 mm) i pro lokalni analyzu
lehkych prvkd.



e Snadné vyjmuti karuselu podavace vzork, zGstava zachovana velka rovna plocha pro analyzu
rozmérnych vzorkd.

Spektrometr ElvaX3 je velmi univerzalnim spektrometrem s modularni konstrukci. UZivatel si mlze
vybrat pro néj nejvhodné;jsi konfiguraci. Kromé béznych XRF aplikaci umoZiiuje optimalni poufZiti i pro
narocné specialni analyzy jako je analyza forenznich vzorkl, materidlovy vyzkum, kontrola defekt(
atd.

Vice informaci zde: http://www.rmi.cz/elvax3

Novinky v oblasti WD XRF spektrometru

Firma Spectroscan investovala v poslednich letech mnoho usili do inovaci, v roce 2015 byl uveden na
trh novy, zdsadné prepracovany univerzalni WD XRF spektrometr, spektrometr MAKC GVM. Ten je
nastupcem i v CR roziiteného spektrometru MAKC GV. V soucasné dobé firma dodala koneénym
uzivatellm jiz vice jak 250 spektrometrd MAKC GVM. Firma Spectroscan se postupné vypracovala
mezi nejvétsi svétové vyrobce XRF spektrometr( s prlimérnou rocni produkci mezi 400 az 500 XRF
spektrometra.
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Stolni vakuové WD XRF spektrometry MAKC GVM pouzivaji origindlni koncepci goniometru, kterd
vyuziva zakrivenych krystalll v Johansonové usporadani. Diky tomu jsou minimalizovany energetické
ztraty v optice spektrometru a zaroven se dosahuje vynikajiciho spektralniho rozliseni i pfi malych
rozmérech spektrometru. K dosaZeni vybornych DL stadi pouze rentgenka svykonem 160W.
Spektrometr tak nabizi velmi nizké provozni ndklady za atraktivni cenu.

Vice informaci ziskate zde: http://www.rmi.cz/spectroscan-makc-gvmit




Novinky v oblasti pripravy vzorku pro XRF
analyzu

Prvni novinkou je inovovany model automatické tavicky LeNeo od firmy Claisse. LeNeo se béhem tti
let od uvedeni na svétovy trh stala v globalnim méfitku nejprodavanéjsi automatickou tavickou pro
pripravu vzork( k XRF a ICP analyze. V soucasné dobé firma Claisse pfisla s inovovanym modelem,
ktery je vybaven modernéjsi fidici jednotkou a vétSim barevnym dotykovym displejem. Vice o
tavickach Claisse zde: http://www.rmi.cz/taveni-vzorku

Druhou novinkou je zafizeni LeDoser pro automatické dovaZovani tavidla, které kromé zvyseni
produktivity prace, také pfispiva ke zvyseni reprodukovatelnosti taveni vzorku. Po predloZeni taviciho
kelimku obsahujictho vzorek zafizeni automaticky navazi tavidlo tak, aby bylo dosaZeno

pozadovaného poméru vzorek/tavidlo a to s pfesnosti 0,1 mg.

Vice informaci zde: http://www.rmi.cz/LeDoser

Némecka firma Maassen pfisSla s novou fadou list pro lisovani tablet. Lisy firmy Maassen jsou
rozéifeny nejen v Ceské republice nebo Némecku, ale v poslednich letech se prosazuji celosvétové. O
kvalité jejich produkce svéddi i to, Ze mechaniku a hydrauliku firmy Masssen najedete i v lisech rfady

jinych vyrobc z Evropy nebo USA.




Vice informaci naleznete zde: http://www.rmi.cz/rada-54mp

V pripadé, Ze Vas v dnesnich Analytickych novinkach néco zaujalo, a radi by jste ziskali podrobnéjsi
informace k danému produktu, nevahejte a kontaktujte nds. Stejné tak, pokud potifebujete spotiebni
materiadl pro Vas XRF spektrometr (vzorkovnice, folie, pojidla, tavidla, ...), obratte se na nasi firmu.
Patfime k nejvétsim dodavatelim spotfebniho materidlu ve stfedni Evropé (vice informaci zde:
http://www.rmi.cz/xrf-spektrometrie ).
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